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| potok

Ilo$¢ osob

rupa W grupie
G 730 go0 gls g% 9 10% 10% 11 1115 120 1215 13% 13% 14% 145 15% 15% 16 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19%° 20%
ETLEs"‘s’ gl;) s Podst. przet. syg. T EKEK 004 AREWO001 lab AREWO001 lab
ETEK004 W b, Fodst proet. g Multimedia EKER 00— Podst. aut. i rob . 010, Podst. aut. i rob s. 010,
53816 s. AO.1 C-16 022,322/323, 125 022,322/323, 125
N2 320C-3L1.2,L15C- lab 320C-3L1.2,L15C- lab
&= TECHNIKA AREWO001 AREWO001
:% CYFROWA 1 Podst.autom. i rob. Podst.autom. i rob.
S EKEK009 Miernictwo 3, éw. | EKEK009 Miernictwo 3, lab. 5. 010, 322/323, 022,125 5. 010, 322/323, 022,125
S. - w -3.L15C- 23.L15C-
E 205C-1 s 12 E-1 ’ 5.2 3E-1 ' 32 3.L1.5C-15 320€-3.L15C-15 24
= 14.00 ETEWO013 Technika nalogowa, 17. ETEWO013 Technika nalogowa,
z
lab. ETEW 013 lab.
2 s. 247A, BC-4 Technika analogowa, s. 247 ABC-4
ab., s. 247A, B C-4
FZP2079 L (11.10-06.12) FzZP2079 L (11.10-06.12) ETEWO010 ~ Podst. przet. syg. ETEWO010W | EKEK 004 EKEK 003
. . s.L3.3C-16 010 Multimedia EKEK 004 Elektromagnetyzm
Flzyka 3.1 FlZyka 3.1 lab. Podst .przet. syg I Tedia Cw s.31C-4
ﬁ s.51 A-1 (2 grup) s.51A-1 (7 grup) S 16 PODSTAWY 5. A0.1 C-16
e EKEKO009 Miernictwo 3, lab. | EKEK009 Miernictwo 3, ¢w. PRZETWARZANIA
o SYGNALOW
= s.2,3E-1 s. 12 E-1
010 dst. przet. syg. - EKEK 003
; sETLESV\SI C%le ot preet 59 5.205C-1 w Elektromagnetyzm
ETEW010 Cw s. 31C-4
lab. _przet. syg
5 13.3C-16
EKEES&fomagnetyzm AREWO001 lab EKEK 004 FzP2079 L (12.10-07.12)
Cw 5.31C4 Podst. aut. i rob s. 010, ultmedia FRER 00— Fizyka 3.1
022,322/323, 125 s. AO.1 C-16 s.51 A-1 (7 grup)
320C-3L1.2, L15C lab EKEK 003 ETEW 010  Podst. przet. syg.
' Elekt t L3.3C-16 E
AREWO001 Cw s 319C_4f0magne vam Iséb o Odst .przet. syg
< Podst.autom. i rob. ‘ ' 5T16 T
8 ETEWOI0  Podst. przet. syg. s. 010, 322/323, 022,125 | EKEK 009 Miernictwo 3. lab. 14.10 ETEWO013 Technika nalogowa, 17.20 ETEW013 Technika nalogowa, 20
~ e 320 C-3.L15C-15 ’ lab. ETEW 013 lab. ETEW 013
& s.2,3E-1 5. 247 ABC-4 Techni ogowa, 5. 247 A, B C-4 Techni Sgowa,
EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. lab., BC-4 lab., s BC-4
s.12 E-1
EKEKO009 Miernictwo 3, lab. EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. EKEKO009 Miernictwo 3, lab.
s.2,3E-1 s.12 E-1 s.12 E-1 s.2,3E-1
EKEK 003 ETEW 010 Podst. przet. syg. AREWO001 lab AREWO001 lab
cwElektmmagne;yﬂnc.4 fabl',a‘ac_ls podstETEvYoig Podst. aut. i rob s. 010, Podst. aut. i rob s. 010,
SC-16 022,322/323, 125 022,322/323, 125
AREWO001 W EKE;S&fom netvam EKEKE?SIftroma netvam 320C-3L1.2,L15C- lab 320C-3L1.2,L15C- lab
ﬁ PODSTAWY éw saca e Ew sacd Y AREW001 AREW001
- AIR Podst.autom. i rob. Podst.autom. i rob.
o s. 205 C-1 s. 010, 322/323, 022,125 s. 010, 322/323, 022,125
<§E w 320C<3.L1.5C-15 320 C<3.L15C-15
’L\l) EKEKO009 Miernictwo 3, ¢w. EKEKO009 Miernictwo 3, lab.
s. 12 E-1 s.2,3E-1
ETEW 010 Podst. przet. syg.
Isétl)_.3.4 C.-163 T Podst prz:t\./gig
EKEK 004 EKEK 003 ETEW013 W
Multimedia EKEK 004 Elektromagnetyzm
| Multinedia Cw s.31C-4
I s.A0.1C-16
L EKEK 004 TECHNIKA TEW009W
E :\/Iultlmed|a EKEP;AOOA} - ANALOGOWA i
< | o INZYNIERSKIE
E ZASTOSOWANIA
STATYSTYKI
s. 205 C-1 w s. 205 C-1




